Zatacznik nr 1 do SWZ
KA-2/088/2024

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa - sprzet analityczno preparatywny

Kontroler systemu

z wbudowanym kolorowym, dotykowym wyswietlaczem umozliwiajgcy
sterowanie systemem LC wraz z wbudowang tacg na eluenty.

Pompy UHPLC z gradientem formowanym po
stronie wysokiego cisnienia

Minimum dwie

zakres ci$nien w pompach

do minimum 1050 bar

zakres przeptywow w kazdej z pomp

nie gorszy niz od 0,0001 do 10 ml/min

mozliwo$¢ pracy w zakresie pH

nie wezszym niz od pH 1 do pH 14

doktadnosc¢ przeptywu w pompach

nie gorsza niz £1%

precyzja przeptywu

nie gorsza niz 0,06%RSD

mieszalnik gradientu

z funkcjg automatycznego wykrywania, objetosci nie wigkszej niz 100 pl

w opcji mozliwos¢ zamontowania w kazdej z
pomp automatycznego selektora minimum 4
sktadnikow

TAK

Gradientowe pompy preparatywne

Minimum dwie

zakres przeptywow

nie wezszy niz: 0,01 do 150 ml/min

system ttokéw réwnolegtych

TAK

pojemnos¢ ttokow

nie wiecej niz: 250 pL

zakres cisnien:

nie mniej niz 42 MPa

doktadnosc¢ przeptywu

nie gorsza niz 1% w zakresie minimum 0,5 ml/min do 150 ml/min

precyzja przeptywu

Nie nizsze 0.1 % RDS

funkcja przeptywu przy statym cisnieniu TAK

mieszalnik preparatywny do gradientu po stronie TAK
wysokiego cisnienia

zestaw przewoddw preparatywnych TAK

mieszalnik preparatywny TAK

Degazer prézniowy

liczba kanatow

nie mniej niz 5

objetos¢ wewnetrzna kanatu

maksymalnie 400 yl umozliwiajgca bardzo szybka wymianeg eluentéw

Automatyczny podajnik probek

pojemnosé nie gorsza niz na 160 probek objetosci 2 ml
funkcja automatycznego rozpoznawania tac na TAK
fiolki/ptytki MTP
mozliwo$¢ jednoczesnej pracy z minimum TAK

trzema formatami fiolek

czas nastrzyku

ponizej 7 sekund

zakres nastrzyku

nie wezszy niz od 0,1 ul do 50 pl opcjg rozszerzenia do 2000 pl

doktadnosc¢ objetosci nastrzyku

nie gorsza niz +1%

liniowos$¢

nie gorsza niz 0,9999%

powtarzalnosé objetosci nastrzyku dla 5,0 pl

nie gorsza niz 0,15%RSD

wspotczynnik przeniesienia (carry-over

nie gorszy niz 0,0015%

zakres termostatowania autosamplera

nie wezszy niz od 4 do 45°C




doktadnos$c¢ kontroli temperatury

nie gorsza niz +0,5°C

zakres pH

nie wezszy niz od 1 do 14

funkcja automatycznej derywatyzaciji TAK
przedkolumnowej

funkcja automatycznego rozcienczania probek TAK

funkcja nastrzyku kanapkowego TAK

Termostat kolumn

pojemnosé

na minimum 3 kolumny dtugo$ci 30 cm

zakres temperatur

do minimum 85°C

w opcji mozliwos¢ niezaleznego sterowania
uktadem minimum 2 termostatow

TAK

Detektor UV-VIS-DAD

zakres spektralny

nie wezszy niz 190-800 nm

filtr UV umozliwiajgcy odciecie wybranej dtugosci
fali w analizie zwigzkéw fotodegradowalnych

TAK

ilos¢ elementow swiattoczutych

nie mniej niz 1024

zakres liniowosci

nie wezszy niz 2,5 AU

poziom szumu

nie gorszy niz 4,5 yAU (4,5x10°¢ AU)

dryft

nie gorszy niz 0,4x103 AU/h

potréjne termostatowanie: celki pomiarowej,
optyki oraz zrédta Swiatta

TAK

objetosc¢ celki

nie wigksza niz 8 pl

liczba wielkosci szczelin do wyboru

minimum dwie

szybko$¢ zbierania danych

nie gorsza niz 100 Hz

funkcja wydtuzania zakresu liniowos$ci detektora TAK

funkcja dekonwolucji pikdéw nie rozseparowanych TAK
na kolumnie

funkcja zbierania widm 3D w standardzie TAK

Analityczno-preparatywny kolektor frakcji

Ramie kolektora

wykonujgce ruchy X-Y

Tryby zbierania frakcji

manualny lub programowany w oparciu o kombinacje parametrow takich
jak nachylenie, czas retencji, poziom intensywno$ci itd.

Mozliwos$¢ zbierania frakcji do probéwek
objetosci 3,5 ml, 20 ml, do ptytek MTP, czy
wiasnych naczyn

TAK

Pojemnos¢ kolektora

na minimum 9 ptytek MTP/DWP lub minimum 540 probéwek 10 mm

Mozliwos¢ sprzegniecia do 6-ciu modutéw
kolektoréw w jeden system

TAK

Kolektor o otwartej konstrukcji z tatwym
dostepem do zbieranych frakgji

TAK

Wysokorozdzielczy spektrometr mas

typu O-TOFE

Zakres mas dla TOF

nie wezszy niz od m/z 10 do 40 000

Czutos¢ dla ESI w trybie jonéw dodatnich

S/N dla 1 pg rezerpiny 1000:1 (RMS) dla trybu MS

S/N dla 1 pg rezerpiny 10 000:1 (RMS) dla trybu MS/MS

Czuto$¢ dla ESI w trybie jondw ujemnych

S/N dla 1 pg chloramfenikolu 1000:1 (RMS) dla trybu MS

S/N dla 1 pg chloramfenikolu 10 000:1 (RMS) dla trybu MS/MS

Rozdzielczos¢ dla TOF dla ESI w trybie jonow
dodatnich

30,000 FWHM dla m/z 1972




Rozdzielczos¢ dla TOF dla ESI w trybie jonéw
ujemnych

30,000 FWHM dla m/z 1626

Doktadnos¢ mas:

Tryb MS

<1 ppm (peak to peak) dla m/z 622.5662, klaster Nal, kalibracja
wewnetrzna

Tryb MS/MS

<2 ppm (peak to peak) dla m/z 1072.2489>472.6719, klaster Nal,

kalibracja zewnetrzna

Temperaturowa stabilnos¢ doktadnosci mas

1 ppm/24h, 18 do 28 °C przy statej temperaturze

Maksymalna szybko$c¢ zbierania danych

nie mniejsza niz 100 Hz

Szybkos¢ zmiany polaryzacji

nie wigcej niz 1 sekunda

Standardowe zrédta jonow ESI, PESI, CDS
Opcjonalne zrodta jonow Mikro-ESI, APCI, DUSI, MALDI
Maksymalna temperatura bloku grzejnego ESI 500°C

Optyka jonowa

typu UF-Qarray

Analizatory mas

molibdenowe hiperboliczne analizatory kwadrupolowe z pretami
wstepnymi

Cela kolizyjna

Ultraszybka multipolowa cela kolizyjna

Analizator czasu przelotu z zakrzywionym polem

TAK

Zwierciadto jonowe/reflektron

maksymalnie z pojedynczym odbiciem

Detektor

typu MCP (Micro Channel Plate)

Funkcje auto-tuningu: kalibracja mas, tuning

czutosci, tuning rozdzielczosci w obu trybach TAK
dodatnim i ujemnym
W opcji mozliwos¢ rozbudowy spektrometru o
zrodto MALDI sprzezone z mikroskopem TAK
optycznym
Kompatybilny ze spektrometrem generator azotu TAK

oraz pompa rotacyjna

kompatybilny ze spektrometrem mas umozliwiajacy sprawne

10 Zestaw komputerowy o " o
sterowanie i obrébke wynikéw.
11 monitory LCD Zestaw minimum 2 monitoréw LCD o przekatnej nie gorszej niz 24”
12 Kolumny z kolumnami ochronnymi Zestaw minimum 3 kolumn z kolumnami ochronnymi, o réznej
selektywnosci, np. C8, C18, PFP
13 | Zestaw fiolek wraz z nakretkami i uszczelkami minimum 1000 fiolek
Warunki dodatkowe
1 Dostarczenie urzadzenia na miejsce do laboratorium uzytkownika
2 Dostawca dostarczy instrukcje obstugi w jezyku angielskim i polskim
3 Dostawca przeprowadzi szkolenie pracownikéw na stanowisku pracy z zakresu obstugi urzgdzenia
4 Po zainstalowaniu nastgpi podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego




